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Solarturmkraftwerk Jülich

Absorberfeld Absorbercup

e(T, l, fSun, qSun, fMes, qMes) = ?

a(T, l, fSun, qSun, fMes, qMes) = ?

t(T, l, fSun, qSun, fMes, qMes) = ?

r(T, l, fSun, qSun, fMes, qMes) = ?

Solarturm vor dem HeliostatenfeldLuftbild des Kraftwerkes
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Übersicht des Messsystems
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Parallelstrahlungsquelle

ParabolspiegelBlendenhalter
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Leuchtdichtemessungen

Parallele
Strahlungsquelle

Schirm

Absorbercup

Lochblende

Lochblendeganzer Strahl

Schirm Weißstandard Absorbercup

Leuchtdichte L / cd/m² 175 244 9

Absolute Streuung S / cd/m² 13 7 9

Relative Streuung R / % 7 3 100
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Winkelgeometrie des Messaufbaus
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Messung des Strahldichtefaktors

Weiße Referenz
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Messung der kalten SiSiC-Oberfläche
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Absorberoberfläche bei 600 °C 

Thermoelement

Ofendeckel mit Lochblende

Absorberoberfläche
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Emission bei verschiedenen Temperaturen

S
p

e
k

tr
a

le
 S

tr
a

h
ld

ic
h

te
 L

 /
 µ

W
/c

m
²n

m
s

r



© SOLAR-INSTITUT JÜLICH  |  FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  |  HEINRICH-MUSSMANN-STR. 5  |  52428 JÜLICH  |  WWW.SIJ.FH-AACHEN.DE 31.03.2011 |  12

Messoberflächenauswertung

Aufnahmen unter verschiedenen
Winkeln

Bestimmung der Intensitäten

Diagramm mit relativen Intensitäten

fotografische Aufnahme 

Umwandlung in Grauwertbild

Bestimmung der Messfläche

Histogramm der Intensität
SiSiC-Oberfläche mit
kleinen Kristallen
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Zusammenfassung

Realisierung des  Teststandes

- hohe Temperatur

- wellenlängenabhängig

- verschiedenen Messwinkel

- parallele Bestrahlung

Strahldichtefaktor 

- temperaturabhängig

- wellenlängenabhängig

- winkelabhängig

Emissionsgrad e

- temperaturabhängig

- wellenlängenabhängig

- winkelabhängig



© SOLAR-INSTITUT JÜLICH  |  FH AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  |  HEINRICH-MUSSMANN-STR. 5  |  52428 JÜLICH  |  WWW.SIJ.FH-AACHEN.DE 31.03.2011 |  14

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !


